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Disciplina: Caracterização de Materiais Código: TE 110 

Natureza Optativa Periodização Semestral 

Carga Horária Total 60 

Carga Horária Semanal 04 

 Teóricas: 04 Práticas: 00 Estágio: 00 Total: 04 Créditos: 02 

Pré-requisitos: Não tem Co-requisitos: Não tem 

Ementa: 1. Testes Mecânicos: Tração, Compressão, Flexão, Estampabilidade, 
Tenacidade à Fratura, Fadiga, Creep; 

2. Difração de Raio X, Fluorescência, Cristalografia. Espectometria de Massa; 
3. Técnicas de caracterização de polímeros em solução e no estado sólido: 

espectroscopia no infravermelho, uv-visível e rmn; 
4. Testes físico-químicos (densidade, solubilidade, combustão) e análises 

térmicas; 
5.  Determinação de medidas elétricas. 
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